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MIKROSKOPIDE INOVASYON iHTIYACI



METALURJIK MIKROSKOP]

Ulkemiz demir celik sektérinde dinyanin 6nde gelen Ulkeleri arasindayken kalite
kontrolunde kullanilan mikroskop ve yazilim gelistirmede arzu edilen seviyede degildir.

SINIRLAMALAR:

- Pahal ithal tedarik

- Servis konusunda yasanan yetkinlik sorunlari
- Yetersiz esneklik

- Varolan saglayicilarin yavas kalmasi

cOzUM:
- Uluslararasi inovasyon igeren mikroskop sistemlerinin gelistirilmesi
- Uluslararasi standardlara uygun yazilimlarin gelistiriimesi

- Yetkin servis altyapisinin insa edilmesi



PSARON 1000 (3D & AUTOMET)
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- %100 Yerli Gretim (OSTIM, Ankara) WWW.psaron.com

- DUnyada ilk olan ozellikler
- Yerli yetkin servis desteqi

- Yerlesik portfolyo ve taninmis kullanicilar

SIRADAN MIKROSKOP +

- TAM DIJITAL

- 3D PROFILOMETRE
- CLOUD ve 3D PRINT TEKNOLOJILERI

- TARAMALI NODULAR (ASTM E2567) ANALIZ
- EN10247 ICIN OZEL GELISTIRILMIS AUTOMET

- SERTLIK OLCUM VE MODELLEME YETENEKLERI



3D Profil ve Piuriizliliik Olgiimu
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PARCACIK ANALIZ YAZILIMI

P ]
x 18
16
16 1=, T
= L Ul
21C £
e fs
6
¥ I
i | B ’ l
10 2 E 40 L] £l 70 ] 10 15 2
e mreledun] Jzalm
® .
x 8
.

")

- Parcacik sayisi, Min/Mean/Max boyut, Min/Max boyut Aspek orani, Min/Mean/Max c¢evre,
Min/Mean/Max alan, Toplam alan, Parcacik alani / Toplam alan orani, Mean parcaciklar arasi
uzaklik, Mean en yakin komgu mesafesi ve daha fazlasi



CVA Sertlik Analiz ve Simulasyon Yazilimi
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- Sertlik 0lgim analizlerini otomatik olarak yaparak sertlik sonucunu verir.

- Vickers, Knoop, and Berkovich olgumleri sertlik degeri elde edilir.

- Ezik bolgenin ¢ap, uzunluk, acilar, derinlik 6zelliklerini olger.

- Sertlik analiz bolgesinin 3D modellemmesi ve yuksek kaliteli resim
ciktisi

- Excel formatinda otomatik sonuc raporlama
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EN10247

KARDEMIR

KALINTI ANALIZI

- Celiklerde metal olmayan kalintilarin otomatik analiz ve raporlanmasi

- 6 O0rnegin tam otomatik analizi

- EN-10247, ASTM-EA45, 1ISO-4967 and DIN-50602 analiz ve
raporlama

- Otomatik siniflandirma ve excel formatinda raporlama



Effect of Focusing

* Relying on human operator to find the focal plane

» Affecting the quality of measurements and the accuracy of reports
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TARAMALI NODULARITE ANALIZI (ASTM E2567)
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- Tam dijital metalurjik mikroskop yerli olarak gelistiriimigtir.
- Halen buyuk Universiteler ve sanayi tarafindan kullaniimaktadir.

- Sanayinin ihtiyaclarina zamanla daha iyi cevap vermek esastir.

Savunma Sistemleri A.3.
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